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1 Objeto y campo de aplicación 

Este documento define procedimientos a seguir para las correcciones por temperatura e irradiancia de 
las curvas características I-V (corriente-tensión, también conocidas como curvas I-V) medidas de 
dispositivos fotovoltaicos (FV). También define los procedimientos utilizados para determinar factores 
relevantes para estas correcciones. Los requisitos para la medida de la curva I-V de dispositivos FV se 
establecen en la Norma IEC 60904-1 y sus correspondientes subpartes. 
 
Los dispositivos FV se refieren a una sola célula solar con o sin cubierta protectora, a un subconjunto 
ensamblado de células solares o a un módulo. Para cada tipo de dispositivo se aplica un conjunto 
diferente de parámetros relevantes para la corrección de la curva I-V. La determinación de los 
coeficientes de temperatura para un módulo (o para un subconjunto ensamblado de células) puede 
realizarse a partir de las medidas de una sola célula, pero ese no es el caso para la resistencia serie 
interna y el factor de corrección de la curva, que deberían medirse separadamente para un módulo o 
un subconjunto ensamblado de células. Refiérase al anexo A para procedimientos alternativos para la 
determinación de la resistencia serie. 
 
El uso de parámetros de corrección I-V es válido para el dispositivo FV para el que se han medido. 
Pueden aparecer variaciones dentro de un mismo lote de producción o de un mismo tipo de clase. 
 
 

2 Normas para consulta 

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su 
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la 
edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier 
modificación de esta). 
 
IEC 60904-1, Dispositivos fotovoltaicos. Parte 1: Medida de la característica corriente-tensión de 
dispositivos fotovoltaicos. 
 
IEC TS 60904-1-2, Photovoltaic devices. Part 1-2: Measurement of current-voltage characteristics of 
bifacial photovoltaic (PV) devices. 
 
IEC 60904-2, Dispositivos fotovoltaicos. Parte 2: Requisitos de dispositivos solares de referencia. 
 
IEC 60904-7, Dispositivos fotovoltaicos. Parte 7: Cálculo de la corrección por desacoplo espectral para 
medidas de dispositivos fotovoltaicos. 
 
IEC 60904-8, Dispositivos fotovoltaicos. Parte 8: Medida de la respuesta espectral de un dispositivo 
fotovoltaico (FV). 
 
IEC 60904-9, Dispositivos fotovoltaicos. Parte 9: Clasificación de las características de los simuladores 
solares. 
 
IEC 60904-10:2020, Dispositivos fotovoltaicos. Parte 10: Métodos de medida de la dependencia lineal y la 
linealidad. 
 
IEC 61215-2, Módulos fotovoltaicos (FV) para uso terrestre. Cualificación del diseño y homologación. 
Parte 2: Procedimientos de ensayo. 
 
IEC TS 61836, Solar photovoltaic energy systems. Terms, definitions, and symbols. 
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